SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY (STM)

Zagadnienia teoretyczne
1. Emisja polowa.
2. Zjawisko tunelowania elektronow.
3. Efekt piezoelektryczny.
4. Budowa i zasada dzialania skaningowego mikroskopu tunelowego. Tryby pracy STM.
Ujemne sprz¢zenie zwrotne.
5. Struktura krystalograficzna grafitu.

Pomiary
1. Powierzchnia probki grafitu
a. uzyskac rozdzielczo$¢ atomowa
b. zbada¢ morfologi¢
2. Zmierzy¢ charakterystyki prgdowo-napieciowe w kilku miejscach

Opracowanie wynikow

Za pomocg programu do analizy obrazéw STM, na przyktad WSxM lub Gwyddion:
1. Zmierzy¢ stale sieci
2. Opisa¢ morfologi¢
3. Przedyskutowa¢ niedoskonatosci skanow charakterystyczne dla techniki STM
4. Opracowa¢ otrzymane charakterystyki pradowo-napigciowe
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